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Soluciones para la ciencia
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TESCAN VEGA

Elmicroscopio electrénico de barrido TESCAN VEGA con
fuente de electrones de filamento de tungsteno combina
imagenes SEMy andlisis de composicidn elemental envivo en
una solaventana del software Essence™ de TESCAN.

Las condiciones dptimas de obtencidon de imagenesy andlisis
estan garantizadas gracias al disefio éptico unico de TESCAN
contecnologia In-Flight Beam Tracing™

Navegacidn precisa de muestras con aumentos tanbajos
como 2x sinlanecesidad de una cdmara de navegacion éptica
gracias ala exclusiva tecnologia Wide Field Optics™

EITESCAN VEGA se entrega con elmodo SingleVac™

como estandar. El SingleVac™ utiliza un valor de presion
predeterminado de fabrica para permitir la observacion

de muestras cargadas sinun recobrimiento de superficie
conductor. SingleVac™ puede iracompafado delmodo
opcional UniVac™ para permitir ajustes continuos enla
presion de lacamara, hasta 500 Pa paraiméagenes SEy BSE
de materiales extremadamente cargados, desgasificadosy
sensibles alhaz.

y MicroCT Soluciones para la ciencia

TESCAN VEGA COMPACT

EITESCAN VEGA COMPACT es un SEM analitico de nivel basico
pero potente. Conuna configuracion compactay simplificado
que optimiza las funciones de andlisis y composicidén de
imagenes, VEGA COMPACT proporciona una solucionrentable
para laboratorios donde la caracterizacion fundamental de
muestras es una prioridad. VEGA COMPACT combinaimagenes
SEMy andlisis de composicion elemental enuna sola ventana
del software Essence™ de TESCAN.

TESCAN MIRA

EITESCANMIRA con fuente de emision de electrones Schottky
FEG es un SEM analitico de altaresolucion para aplicaciones
rutinarias de caracterizacién de materiales, investigaciony
control de calidad a escala submicrénica.

Permite lainstalacion de detectores SEy BSE opcionalesenla
columna, incluida la tecnologia de desaceleracion del haz, para
mejorar el rendimiento de imagenes a voltajes de aceleracion
bajos.

Su plataforma analitica modular que puede equiparse
opcionalmente conlamas amplia seleccion de detectores
totalmente integrados (por ejemplo, CL, BSE refrigerado por
agua o espectréometro RAMAN).

TESCANTIMA

EITESCAN TIMA es un analizador mineralégico dedicado que
proporcionamediciones detalladas a alta velocidad para lotes
de muestras, Unico enlaindustriamineray de procesamiento
de minerales. Utiliza el anélisis elemental para proporcionar
datos cuantitativos paralaidentificacion de minerales; TIMA
realizalo que ninguna otra herramienta hace: mide y clasifica
las particulas por tamafo, composiciony textura. Permitiendo
alos operadores caracterizary monitorear la eficiencia del
procesamiento de minerales, entregando acceso rapido a
datosreproduciblesy procesables
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TESCANMIRAXR
TESCAN MAGNA

TESCAN MIRA XR

EITESCAN MIRA XR es un sistema UHR-SEM-EDS disefiado
para proporcionarimagenesy analisis rapidos y precisos de
materiales en entornos industriales y de investigacion.

Esta disefiado parala eficiencia, ofreciendo una experiencia
de usuario optimizaday manteniendo las capacidades de
altorendimiento que se esperande un FEG SEM de ultra alta
resolucion.

TESCAN MAGNA

TESCAN MAGNA es una potente herramienta de imagenes
UHR para la caracterizacion definitiva de la superficie de
nanomateriales.

TESCAN MAGNA presentala columna SEM Triglav™ con dptica
deinmersion TriLens™ que proporciona un haz de electrones
sin crucesy brinda un excelente rendimiento de resolucién ultra
alta, especialmente con energias de haz de electrones bajas.

Se destacaenla obtencion deimagenes UHR de materiales
no magnéticosincluso convoltajes de aceleraciéon muy
bajos. Ademas, su exclusivo sistema de deteccidn permitela
segmentacion de sus muestras con tres sefales SE (dentro
delacamaray dos detectores enelhaz)y tres sefales BSE,
respectivamente..
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TESCAN CLARA 2

TESCAN CLARA 2

TESCAN CLARA es un UHR-SEM analitico sin campo parala
caracterizacion de materiales a nanoescala, que cuenta con
tecnologia de columna BrightBeam™, que utiliza un objetivo
electrostatico-magnético combinado. Esto proporciona
capacidades deresolucion ultra alta a bajos voltajes de
aceleracién de manerallibre de campo, una caracteristica
esencial paraobtenerimagenes de todo tipo de muestras,
incluidas aquellas que sonmagnéticas.

TESCAN CLARA esta equipado conun sistema multidetector
Unico enla columna que permite larecoleccion selectiva de
electrones enfuncion de suangulo de despeguey energia.
Elmultidetector, que estd equipado conunarejilla de filtrado,
permite filtrar selectivamente las energias SEy BSEy mejorael
contraste de los materiales, asicomo la capacidad de cambiar
envivo entre la sefial SEy BSE. El segundo detectordela
columna, el detector axial, esta disefiado pararecogerla sefal
SE conméxima eficienciay cualquier voltaje de aterrizaje sin
pérdidanotable de la sefial SE. Esto hace que la observacion
UHR-SE sea muy facil y rutinaria, incluso con voltajes de
aterrizaje bajos.

Ademas, TESCAN CLARA puede equiparse con dos detectores
In-beamy un detector E-T como estandar, para proporcionar
una excelente sefial y un contraste topografico de lamuestra.

TESCAN CLARA CRIO es una opcidn crio-SEM UHR versatil para
la caracterizacidon de muestras bioldgicasy otras muestras
sensibles alhazde electrones

TESCAN AMBER 2 /
TESCAN AMBER X 2

TESCAN AMBER 2, es una plataforma FIB-SEM de galio
TESCAN. Junto con AMBER X 2, TESCAN también presenta dos
nuevas herramientas innovadoras integradas: el sistema AURA
Gentle lon Beam, para minimizar el dafio inducido porFIB de
galio enlapreparacién de muestras TEM, y el software TEM
AutoPrep ProTM, para automatizary optimizar todo el proceso
de preparacionde muestras TEM.

TESCAN AMBER X 2, es una combinacion unicade SEMUHR
sincampoy Mistral™ Plasma FIB parala caracterizacion de
materiales multimodales 3D mas completay la preparacion
automatizada de muestras TEM.

AMBERX 2 funciona conla columna de iones Mistral™ Plasma
FIB, que es el resultado de lainnovaciony la experiencia
continuas de TESCAN entecnologia de plasma FIB-SEM.
Esta columna FIB avanzada proporciona parametros de
hazinigualables que mejoranla resolucion, la precisiony

la eficiencia del proceso de desbastado y obtenciénde
imagenes de FIB.

TESCAN SOLARIS 2/
TESCAN SOLARIS X 2

EITESCAN SOLARIS 2 esté disefiado parala preparacion
totalmente automatizada de lamelas TEM mediante el software
TESCAN TEM AutoPrep™ Proimpulsado porIA. Este sistema
produce muestras ultradelgadas de alta calidad paranodos
de tecnologia de sub-10 nm, como dispositivos de memoriay
|6gicaavanzados.

EITESCAN SOLARIS X 2 amplia las capacidades de andlisis
defallas fisicas con su columna Mistral™ Xe Plasma FIB,

que proporcionauna seccién transversal de area grande

y preparacion de lamelas TEM sin galio para paquetes de
semiconductores complejos, incluidos dispositivos ICy MEMS
2.5D,3D.
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TESCANTENSOR

TESCANTENSOR es el primer STEM-4D dedicado delmundo parala
caracterizacion multimodal de propiedades morfoldgicas, quimicas
y estructurales ananoescala de materiales funcionales, peliculas
delgadasy particulas sintéticas, con unrendimiento STEM-4D
excepcionaly una usabilidad sin precedentes.

= Sincronizacidon de escaneo conimagenes de difraccion,
adquisicién de EDS y supresidon del haz.

m  Andlisisy procesamiento de datos STEM-4Dintegradosy casien
tiemporeal

m Beneficios de rendimiento dela precesion delhazde electrones
ycercadel UHV

m  Unnuevo enfoque parala experiencia del usuario STEM

TESCANTENSOR es un STEM tan facil de utilizar comoun SEM. Le
permite pasar su tiempo en el microscopiointeractuando con
sumuestra, enlugar de conla dptica. Los usuarios novatos solo
requieren una cantidad minima de entrenamientoy veranresultados
rapidamente. Los usuarios experimentados pueden personalizar
las mediciones, desarrollar sus propias mediciones conla API
opcionaly exportar conjuntos de datos TENSOR STEM-4D para su
procesamiento fuera de linea con soluciones de plataforma abierta
como HyperSpy, LiberTEM o Py4DSTEM.

TESCAN CoreTOM

TESCAN CoreTOM combina enunsoloinstrumento el

campo de visidn tipico de unsistema de TC médico conlas
capacidades de rendimiento de imagenes de altaresolucién
delos sistemas de micro-TC de laboratorio. Puede obtener
imagenes de nlcleos completos de hasta 1metro delargo,
hasta microconectores de tamafio milimétrico o cortes de
punzén conunaresolucion espacial de 3 micrometros. Esto
hace que TESCAN CoreTOM sea el sistemaideal parala
obtenciéndeimagenes enmultiples escalas, desde el nlcleo
hasta el poro.

Equipado conuna fuente de rayos X de microfoco de alta
potencia, TESCAN CoreTOM permite un alto rendimiento de
muestras e imagenes dindmicas rapidas conresoluciones
temporalesinferiores a10 segundos para una adquisicion 3D
completa.
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TESCAN DynaTOM

DynaTOM es el primery Unico sistema de micro-CT de
laboratorio delmundo dedicado a sus experimentos in situ,
dinamicosy conlapso de tiempo mas exigentes. La obtencion
deimagenes aintervalos de tiempo para estudiar de forma
no destructiva la evolucidon 4D de materialesy muestras en
sus entornos del mundo real ha sido una de las principales
motivaciones para latomografia de rayos X durante décadas.
Donde los disefios de micro-CT convencionales hanfallado,
TESCAN harespondido a este desafio con DynaTOM: una
plataforma deimagenes de micro-CT dedicada a permitir
nuevas cienciasy aplicaciones a través de la tomografia
dindmica.

TESCAN UniTOM XL

Un micro-CT de multiples resoluciones optimizado para alto
rendimiento, diversos tipos de muestras y flexibilidad para su
investigacion.

EITESCAN UniTOM XL permite la obtencién deimagenes 3D
no destructivas de alto rendimiento paralainvestigacion de
materiales, el andlisis de fallos y el control de calidad, incluidos,
porejemplo, las industrias de almacenamiento de energia,
aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, farmacéutica,
materiales de construccion, ciencia de los alimentos,
electronicay metales.

SPECTRALCT

El detector SPECTRAL proporciona contraste donde un
micro-CT convencional no puede yrevelainformacion sobre la
composicion de unamuestra al observar todo el espectrode
rayos X utilizados para obtenerimagenes de una muestra.

SPECTRAL revela estainformacidn quimica en cualquier punto
dentro de unamuestra de formano destructivaylacombina
coninformacion estructural de alta calidad enla misma
muestra.

Por primera vez en un sistema micro-CT comercial, podemos
adquirir datos quimicos como laidentificacion de metales
preciosos para mineria y reciclaje, la diferenciacionentre
diferentes polimeros en muestras disefiadas o la optimizacién
del contraste en muestras bioldgicas.
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